Leica Microsystemsin

Kuvantamisjarjestelmiit

www.leica.fi Leica Microsystems AG

on johtava innovatiivisten optisten jarjestelmien kehittdja ja valmistaja,
joka tarjoaa maailman kattavimman valikoiman valomikroskooppeja tieteen,
tutkimuksen, teollisuuden ja opetuksen eri tarpeisiin.

Leica Nilomark Oy on Leica Microsystemsin valtuuttama maahantuoja Suomessa.
Leica Nilomark Oy tarjoaa mikroskooppijarjestelmien ja -ohjelmistojen liséksi
koulutuksen, teknisen tuen sekd huoltopalvelut.
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Leica

Advanced
Widefield

Leica Microsystemsin kuvantamis-
laitteistosarja tarjoaa juuri oikean-
laisen tydkalun tutkimuksellesi, tar-
vitsetpa sitten rutiinikuvantamista
ja dokumentaatiota tai kompleksista
eldvien solujen reaaliaikaista
kuvantamista. Riippumatta sovel-
luksesta kaikki Leica Advanced
Widefield -laitteistot kayttavat
samaa helppokayttdista ohjelmis-
toalustaa, joka |dytyy my6s Leican
konfokaalimikroskoopeista.

Leica Advanced Widefield -sarja
koostuu neljdstd modulaarisesta
laitteistosta, jotka voidaan kusto-
moida eri tasoisille sovelluksille.
Modulaariseksi suunniteltu ratkaisu
tarjoaa mahdollisuudet kasvaa ja
valita tarvittavat laitteisto- ja
ohjelmistokomponentit.

Joustavuus ja modulaarisuus

m Yksilollisesti optimoidut
laitteistokokoonpanot

m Valittavana normaali- ja
kaanteismikroskoopit seka
stereomikroskoopit

m laaja valikoima sovellus-, pro-
sessointi- ja laskentatydkaluja

m laaja valikoima laitteisto-
komponentteja

Péivitettavyys

m Kasvaa tarpeiden mukaisesti

m Aloittelijoiden jarjestelmista
vaativan tason tydasemiin,
joilla voidaan tehda reaali-
aikaista tutkimusta

m laitteiston pdivittdminen
onnistuu asennuspaikassa

Integrointi

m Taydellinen harmonia laitteis-
ton ja ohjelmiston valilla

m Maksimaalinen luotettavuus

m Helppokayttdinen

Yksi ohjelmistoalusta

m Sama ohjelmistoalusta kéy
kaikille wild field -tutkimus-
laitteistoille ja konfokaali-
mikroskooppilaitteistoille

m |deaalinen kuvantamiskeskuk-
sissa ja kun kdyttdjia on useita

m Minimaalinen kayttdopastuk-
sen tarve

Leica AF6000 E

Helppo, aloittelijoillekin sopiva m 2D-intervallikuvaaminen (Time Lapse)
ohjelmistoratkaisu korkeatasoi- m Usean kanavan paallekkdisyys
seen fluoresenssikuvantami- m Helppokayttoinen LAS AF -kéytto-
seen ja dokumentointiin liittyma

m Monikanavainen kuvanhankinta
Jérjestelméd on yhdistettdvissa laajaan m Yksittdisen viivan mittaus,

valikoimaan Leica Microsystemsin manu- mittajana-merkinta

aalisia ja automatisoituja mikroskooppeja m Huomautukset ja selostukset

seka Leican ja Hamamatsun ja Andorin m Toiden palauttaminen prosessoitavaksi
tiettyihin kameramalleihin. Sopii erityisen = Kuvien ja tiedon tallentaminen: lif, TIF,
hyvin yleisiin biologisiin ja solumorfolo- jpg tai avi -formaateissa

gisiin fluoresenssikuvantamisen sovelluk- ~ m Kaikkien kameraparametrien kontrol-
siin sekd tutkimustulosten ammattitason lointi (mm. valotus, valonvahvistus,
dokumentointiin. binning, kuvan bit-resoluutio)

Leica AF6000

esittdminen ja kasittely
3D-visualisointipaketilla
m Monikanavaisuus, jolla

Mukautuva laitteisto moniin eri sovelluk- paallekkaisyydet luodaan yhdella
siin fluoressenssimikroskopiassa ja kuva- napin painalluksella
analyysissi mukaanluettuna intervallitut- ™ Mittaus- ja esitysominaisuudet
kimukset, multipositiointi, z-sarjakuvaus kuvien madrittamiseksi

ja dekonvoluutio. Leica AF6000 tarjoaa m Taysi valikoima kuvanparannus-

kaikki tarvittavat ominaisuudet vaativiin tybkaluja, joilla voidaan parantaa
tutkimuksiin. kuvan laatua

m Merkitse ja Etsi -ominaisuudet
monisivuisille tutkimuksille

Edistyneempi fluoresenssi-
kuvantamisjarjestelma

Tama joustava, taysin integroitu jar-

jestelma voidaan varustaa erilaisilla m Laaja valikoima edistyneempid
sovelluspaketeilla ja ohjelmistomoduu- dekon_voluunoya|ht0eht0Ja o
leilla. Jarjestelmassa on hyvat vakio- m Dye Finder -tydkalu cross-talk-ilmign

ominaisuudet kuvadokumentointiin, eliminoimiseksi

laskentaan, madarittdmiseen ja analysoin-

tiin. Analysointikykya voidaan laajentaa

valitsemalla liséksi FRET, edistyneempi t":

intervallikuvaus, erilliset kanavat, &

kolokalisaatio ja g :

erilaiset dekonvoluu- - .Jq

tiotekniikat. ,

m 3D-intervalli- =
kuvantaminen .

m 3D-kuvasarjojen L




Leica AF6500

Perustason erittidin nopea

fluoresenssiasema rajoitetulla
reaaliaikaisella kontrollilla

Tassd ovat kaikki samat ominaisuudet

kuin Leica AF6000:ssa,
mutta lisdksi erittdin nopea
reaaliaikainen kameran ja
suodinpydrien ohjaus, joita
tarvitaan erittdin nopeaan
2D-intervallikuvantamistut-
kimuksiin sekd mittasuhtei-
den kuvantamisessa.

Leica Microsystemsin auto-
matisoidut tutkimusmikro-
skoopit, normaalit ja kadéan-
teiset, ovat sopiva alusta
Leica AF6500:Ile. Ratiomet-
ristd kuvantamista voi-
daan kdyttda mittaamaan
toisioldhettimen, kuten
Ca2+, pitoisuuksia pitkan
ajan funktiona. Jarjestelma
on ihanteellinen myés, kun
on tutkittava laajaa valikoi-
maa soluprosesseja, kuten
eksosytoosia, siirtoproses-

seja solutukirangoissa ja solufuusioita. m Reaaliajassa 2D-intervallitutkimukset
TTL-tasoisia liipaisusignaaleja voidaan m Multidimensionaalinen 3D-kuvaus
kayttaa aktivoimaan lisélaitteita, kuten m Erittdin nopea ratiometrinen kuvanta-
esim. peristaattipumppuja ja injektoreita minen

tai aloittamaan kuvaus tulevan TTL-tasoi-
sen signaalin liipaisupulsseista.

Leica AF7000

Huipputason eldvien solujen

fluoresenssiasema.

Taysi reaaliaikainen kontrolli.

Huippulaitteisto fluoresenssikuvanta-
miseen. Pisimmalle viedyn nopeuden,
luotettavuuden, tutkimuksen suunnittelun,
analysointimahdollisuuksien ja helppo-

kéyttdisyyden kombinaatio.

Premiumluokan ratkaisu erittdin vaati-

viin sovelluksiin. Tdysin reaaliaikainen Lisdksi se tarjoaa mahdollisuuden tarkas-
kontrolli nopeille 3D time-lapse -kokeille,  tella eldvid soluja TIRF:id kédyttden. Kun
TIRF, Fura2, FRET SE, dekonvoluutio ja tarvitset ammattilaistason varustuksen
lisdlaitteen liipaisutoiminto. tutkimustdihin tdndan ja huomenna, kayta

Saavutat erinomaiset tulokset — nopeasti!  Leica AF7000:a. Liipaisusignaalit voidaan
Tutkittaessa eldvid soluja tdma erinomai-  siirtaa lisalaitteisiin jopa neljdssa

sen joustava ja tdysin integroitu jarjestel-  kanavassa. Vastaavasti liipaisusignaaleja
ma mahdollistaa reaaliaikaisen kontrollin  voidaan vastaanottaa jopa neljdsséa kana-
kaikille tarvittaville jarjestelmdkomponen-  vassa ulkoisista laitteista tutkimuksissa.
teille, mm. kameralle, hienosdatolaitteille
ja jopa neljalle ulkoiselle suodinpyoralle. Reaaliajassa 3D-intervallitallennukset
Nopea FRET SE -sovellus
TIRF-kuvantaminen

Kameran nopea kontrolli, 4 Leican
ulkoista suodinpytraa, SuperZ Galvo
tai Piezo-hienotarkennus, 4 TTL -liipai-
suliitdntda sisaan ja 4 TTL trigger ulos
-kanavaa
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Leica MM AF

MetaMorph-sovellukset

Uudet biokuvantamistekniikat johtavat
tieteellisten lapimurtojen maaran kasvuun.
Leican MM AF -kuvantamisjarjestelmalla,

jossa on kaytossa MetaMorph, on tarked
osa tdssa kehityksessa. Leica MM AF:n
kuvantaminen, prosessointi ja analysointi-
kyky sekéa taydellinen automaatiotydkalujen
valikoima avaavat taysin uuden nakdkul-
man ymmartaa solutoimintoja.

Leica MM AF:n joustavuus ja monipuoli-
suus tekevat siitd tehokkaan jarjestelman
sellaisiin operaatioihin kuin esim. interval-
lit, multidimensionaalinen kuvantaminen ja
3D-rekonstruktio, sekd mittaaminen, kuten
morfometria, kolokalisaatio ja kirkkaus.
Biologisissa tutkimuksissa eldvien solujen
kuvaamisessa Leica MM AF yhdistda no-
peuden, joustavuuden ja tarjoaa asiakas-
tuen, joilla saavutetaan parempia tuloksia,
entistd nopeammin.

m Varjostuksen korjaus & taustan
erottaminen
m Morfometria ja etdisyys

Leica AM TIRF MC

TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence) mikroskooppi-
jarjestelma, jossa on useita lasereita valolahteena

Leica Microsystemsin uusi monivari-TIRF on laitteisto, jossa on
kaikki yhdesséa ja samassa. Se on varustettu maks. neljalla integ-
roidulla kiintedlla laserilla, jotka mahdollistavat fluorokromien
eksitaation kaikilla tarkeilld aallonpituuksilla. Erittdin nopea
kdynnistys, automaattisesti pysyva TIRF-penetraatiosyvyys
siirryttdessa aallonpituudelta toiselle ja erittdin korkea sekd
synkronoitu tallennusnopeus avaavat uusia nakdaloja, erityisesti
silloin, kun tutkitaan eldvien solujen dynaamisia prosesseja.

m Neljdn aallonpituuden integraatio, 405 nm (optio),
488 nm, 561 nm ja 635 nm nopealla AOTF-kontrollilla
m Automaattinen penetraatiosyvyyden korjaus, kun siirrytaan

aallonpituudelta toiselle

m TIRF:n ja nopean FRET-analyysin kombinaatio
m TIRF-kuvantamisen nopeuden ja kirkkauden maksimoimiseksi

eLca

MICROSYSTEMS

Alue/intensiteettimittaukset graafisesti
Perussuotimet & morfologisuotimet
Aritmeettiset toiminnot

Luo ja esittda videoviennin,
QuickTime® tai AVI

Integroitu morfometria-analyysi (IMA)
‘Nearest neighbors’ ja 'no neighbors’
-dekonvoluutio

3D-rekonstruktio

2D-dekonvoluutio

FRET

Intervalli ja Z-sarjat

Solulaskin

Kymografia lineaarisen liikkuvuuden
analyysiin

Kirkkauden mittaukset

Kolokalisaatio
Monifluoresenssikuvien yhdistdminen
Tiedonhankinta ja vienti

Digitaalinen autofokus

Lisdksi useita sovellusorientoituneita
ratkaisuja

kaikkien optisten TIRF-komponenttien korkealuokkainen Idhetys
m Nopea kuvantallennus, jopa 30 fps samanaikaisella aallonpituu-
den vaihdolla

Leica Nilomark
S ——

e

micro@leica.fi, www.leica.fi

Myynti, koulutus, tekninen tuki ja huolto:
Leica Nilomark Oy, Sinimaentie 10 C, PL 111, 02631 Espoo
Puh. (09) 615 3555, Fax (09) 502 2398



